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High-Resolution Optical Spectrum Analyzer
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HDAS:
High-fidelity Distributed Acoustic Sensor

BOSA
High-resolution Optical Spectrum Analyzer
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Portable solar reflectometer
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INCUS
Receiver tube spectrophotometer



イントロダクション

BOSA Specifications for add-on options

BOSA 400 series BOSA Lite+

Measured bands C band C+L band C band C+L bands

Option 10 – Tunable laser output
Wavelength Range 1516-1565 nm 1521-1630 nm 1525-1565 nm 1525-1605 nm
Absolute accuracy ±1.5 pm ±2.0 pm ±2.0 pm
Tunning speed 1-100 nm/s 2.5 nm/s
Output power >1 mW >1 mW
Side-mode suppresion >43 dB >45 dB >43 dB >45 dB
RIN <-145 dB/Hz <-140 dB/Hz <-145 dB/Hz <-140 dB/Hz
Linewidth <1 MHz <5 MHz
Trigger output BNC BNC

Option 20 – Component analyzer
Wavelength range 1516-1565 nm 1521-1630 nm 1525-1565 nm 1525-1605 nm
Wavelength accuracy ±1.0 pm ±2.0 pm ±2.0 pm
Power accuracy ±0.2 dB ±0.2 dB

Polarization Measurement Two orthogonal states. PDL
with Opt.430 Two orthogonal states

Output power >0 dBm >0 dBm

Sensitivity -70 dBm (IL)
-45 dBm (RL)

-70 dBm (IL)
-45 dBm (RL)

Calibrated input range -10 to -70 dBm -10 to -70 dBm
Spurious-free dynamic
range >80 dB >70 dB

Measurement time 1 s for 100 nm 1 s for 2.5 nm

Option 30 – Spectral polarimetry
Polarization repeatability ±5° ±5°
Temperature dependence ±0.2°/°C ±0.2°/°C
Measurement time 6 scans at 20 nm/s 6 scans at 2.5 nm/s

Polarization sensitivity -40 dBm -40 dBm

Polarization crosstalk <20 dB <20 dB
Option 40 – Phase measurement
Wavelength range 1525-1565 nm 1525-1615 nm 1525-1565 nm 1525-1605 nm
Bandwidth 80 MHz to full span 80 MHz to full span
Pattern Frequency Range 70 MHz to 2 GHz 70 MHz to 2 GHz
Phase accuracy ±1° ±1°
Sensitivity -70 dBm -70 dBm
Electrical Reference input
power +5 to -15 dBm +5 to -15 dBm

Measurement time 1 s for 10 nm 1 s for 2.5 nm

テクノロジ

ソフトウェアの特徴

Aragon Photonics社は誘導ブリルアン散乱（SBS）
による超狭帯域のフィルタリングを引き起こす非
線形効果を全光方式の特許技術とし活用すること
に成功しました。
外部共振器型チューナブルレーザでSBSを励起す
ることで、フィルタの透過域は対象領域をスウィー
プし、高分解能で光スペクトラム測定が可能です。
SBSのゲインはパッシブフィルタリング方式よりも
広範なダイナミックレンジを可能にします。
またSBSによるしきい値はヘテロダインOSAでア
ーチファクトを生成するローカルオシレータのサ
イドモードとラインシェイプの全てのスプリアス効
果を取り除くことで、高解像度OSAで利用可能な
最高のスプリアスフリーダイナミックレンジ測定を
提供します。

Aragon Photonics社は独自のSBSテクノロジによ
り、ユニークな偏光と位相の特性評価ソリューショ
ンの開発にも成功しました。
この製品により、市場において比類のない高度な
光信号の特性評価を実現しました。

昨今の光通信技術の進歩により、光信号や、光部
品、関連するサブシステムの正確な特性評価が欠
かせなくなりました。光スペクトラムを高分解能で
測定することは性能を評価したり、互換性と適応
性を確かなものとするために必須となります。
Aragon Photonicsは多機能で高分解能の最先端
光スペクトラムアナライザ、BOSAを提供いたしま
す。

ピーク分析機能 ・・・ 光コムの特性測定をすぐ
に評価でき、CSVファイルにて保存可能です。
OSNR測定機能 ・・・ 信号とノイズのレベル差を
測定し、OSNRを算出します。
トレースロック機能 ・・・ 自動もしくはユーザが
指定する範囲のスペクトラムをリファレンスに
用いてトレース範囲をロックし、最も正確なア
ベレージ値を取得します。
分解能可変機能 ・・・ 分解能を調整することで、
すでに所有されている他のOSAとの簡単に比
較できるようになります。
パワー積分機能 ・・・ ユーザが指定する範囲の
スペクトラムにおける信号のトータルパワーを
測定します。
デュアルチャンネル偏光測定機能 ・・・ 直行する
二つの偏光状態の同時測定を可能にします。
遠隔操作機能 ・・・ GPIBやイーサネット経由で
SCPIコマンドによる遠隔コントロールを可能に
します。



High-resolution Optical Spectrum Analyzer

Series BOSA 400 / 100 BOSA Lite / Lite+

Measured bands C C+L O C C+L

Performance

Optical Resolution 10 MHz @1550 nm 10 MHz
@1310 nm 20 MHz @1550 nm

Wavelength range 1525-1565
nm

1525-1615
nm

1265-1345
nm 1525-1565 nm 1525-1605 nm

Wavelength accuracy ±0.5 pm ±0.5 pm ±1.0 pm ±2.0 pm ±2.0 pm

Spurious-free dynamic
range >80 dB >80 dB

Close-in dynamic
range

>40 dB @ ±0.2 pm
>60 dB @ ±0.4 pm

>40 dB @ ±0.8 pm
>60 dB @ ±2.0 pm

Calibrated Input Power
Range +13 to -70 dBm +13 to -70 dBm

Maximum Safe Total
Input Power +20 dBm +20 dBm

Sensitivity -70 dBm / 10 MHz -70 dBm / 10 MHz

Power Accuracy ±0.5 dB ±0.5 dB

Polarization
Measurement

Two Orthogonal Polarizations.
Full spectral polarimetry (Option 30)

Measurement time 20 nm/s 2.5 nm/s

Wavelength Calibrator Yes Yes Yes Yes Yes

Physical & electrical

Operating
Temperature +15 °C to +35 °C +15 °C to +35 °C

Power Requirements
110/220V; 50/60Hz

Máx. 150W. (BOSA 400)
Máx. 130W. (BOSA 100)

110/220V;
50/60Hz

Máx. 100W.

110/220V;
50/60Hz

Máx. 150W.

Dimmension & Mass
430x230x470 (mm).

Máx. 18Kg. (BOSA 400)
Máx. 15Kg. (BOSA 100)

420x310x100
(mm). Máx. 

7Kg

430x230x470
(mm). Máx

17Kg

Optical Connections FC/APC
Others on request

FC/APC
Others on request

Available interfaces Ethernet, USB, GPIB Ethernet,
USB (laptop)

Ethernet, GPIB,
USB

BOSA Specifications

BOSAモデル

BOSA 100 BOSA liteBOSA 400

キー・アドバンテージ

アプリケーション

高分解能（10MHz/0.08pm）、狭帯域フィルター
プロファイル
最高レベルの高精度（0.5pm）
アーチファクト無しで広域ダイナミックレンジ
（>80dB）測定可能。高い信頼性を確保。
ユニークなスペクトル分離偏光測定
特許技術の位相スペクトラム測定
チャープ測定、アイダイヤグラム、コンステレー
ション
内蔵チューナブルレーザ・多機能型コンポーネ
ントアナライザ

100G/400Gトランシーバテスト
レーザ光源スペクトラム測定
非線形レーザダイナミクス
ネットワーク分析：DWDM、Flexigrid、OSNR
最新の変調方式に対応：OFDM、ナイキスト、
QAM、DP-QSK
パルスレーザ/周波数コム

お客様の保有するチューナ
ブルレーザを用いてコスト
削減
10MHz分解能
全てのアップグレードオプ
ションが可能

完全なスタンドアローンタ
イプ
10MHz分解能
高速スキャン（20nm/s）
高精度（0.5pm）

高費用対効果
20MHz分解能
スキャン速度2.5nm/s
スタンドアローンモデル提
供可能（BOSA lite+）



Phase measurement

Option 40
PHASE MEASUREMENT
Option 40 turns the BOSA into a whole new
type of instrument: an optical complex
spectrum analyzer (OCSA), capable of
measuring both the amplitude and the phase
of the optical spectrum of the signal under
test, fully characterizing the signal. With the
complex spectrum information and through
inverse Fourier transform, all the time-domain
information can be retrieved: eye diagram,
constellation, time-resolved chirp, etc.

The phase of any optical signal modulated
with a pattern that is repeated with a pattern
frequency between 70 MHz and 2 GHz can be
measured. You can easily generate these test
signals with most commercially available PPGs
or AWGs. The BOSA just requires the optical
signal to measure and a reference pattern
clock (pattern repetition frequency = baud
rate divided by the number of symbols in the
pattern).

Additional upgrades

オプション10
チューナブルレーザアウトプット

オプション20
コンポーネントアナライザ

オプション30
スペクトル偏光分析

o Get a future-proof analyzer, capable of
measuring any bit rate and modulation
format thanks to its spectral measurement.

o Measure the eye diagram for any
magnitude of the signal (power, phase, I, Q)

o Assess the quality of your transmitters
without the need of expensive coherent
scopes or

o Get the constellation diagram of any signal,
not only in the sampling point but also in the
complete I-Q transitions.

o Obtain straightforward measuremenst of
the time resolved chirp (TRC).

o Analyze the complex transfer function of
passive devices, by measuring a comb
signal at the input and output of the DUT.

BOSA400とBOSA lite+の内蔵するチューナブルレ
ーザの制御ができ、他の用途にも利用可能
高精度、高い掃引再現性
出力 ＞ 0 dBm
トリガー同期機能
内蔵TLSの独自用途利用可能

本オプションはTLSの波長スキャンと同期する広
域ダイナミックレンジポートを利用可能にすること
で、BOSAをパッシブコンポーネントアナライザと
して利用できるようにするものです。（オプション
10が必要となります。）

インサーションロス
リターンロス
PDL
100nm/s 高速波長スキャン

パッシブデバイスをBOSAの出力端子と入力端子
の間につなぐと、BOSAテクノロジによりIL,RL,PDL
の高精度かつ詳細に渡る測定を実現します。

ファイバブラッググレーティング
導波路若しくは光IC
WDMコンポーネント

このオプションによりBOSAを最先端の偏光分析
ツールとして利用することが可能になります。本オ
プションは既存の光スペクトラムアナライザ・モジ
ュール及びコンポーネントアナライザ・モジュール
の拡張機能としてご利用頂けます。

光スペクトル及びポアンカレ球が同時に測定可能。
DGD及びPMDの測定

オプション30を追加して光スペクトラム分析モジ
ュールを使用する場合、スペクトル分離された偏
光状態(SOP)が測定可能です。種々の光源やコン
ポーネントの偏光状態の差異をマーカーにより測
定することができます。
SOPの継続的な変化も測定可能です。測定範囲を
設定し高分解能でSOPの軌跡をプロットできます。

異なる光源の偏光アラインメント
波長による偏光の軌跡を測定



Phase measurement

オプション40
位相測定

Additional upgrades

Option 10
TUNABLE LASER OUTPUT
This option provides access to the internal
tunable laser source included in BOSA 400
series and in BOSA Lite+, so that it can be
used for additional applications.

o High accuracy & scanning repeatability.

o Output power >0dBm.

o Trigger synchronization.
o Use our TLS for your own purposes!

Option 20
COMPONENT ANALYZER
This option turns your BOSA into a passive
component analyzer (tunable laser output
option is required) by including a high-
dynamic range measurement port
synchronized with the TLS sweep.

o Insertion Losses

o Return Losses
o Polarization Dependent Losses

o 100 nm/s scanning speed

Connect a passive optical device between
the AUX Output and AUX Input ports of your
BOSA and the spectral profile of insertion loss
(IL) and return loss (RL) of your passive optical
devices can be measured with great detail
and precision thanks to the benefits of BOSA
technology.

o Fiber Bragg gratings

o Waveguides or photonic integrated circuits
o WDM network components

Option 30
SPECTRAL POLARIMETRY
With this option, you can turn your BOSA into
the most advanced tool for polarization
analysis. This option is not a stand-alone
module but an extension to the spectrum
analysis module and the component analyzer
module.

o Simultaneous measurement of Optical
spectrum and Poincare sphere

o DGD & PMD measurement

When using the optical spectrum analysis
module with option 30 activated, the
spectrally-resolved state of polarization (SOP)
can be measured. Use markers to measure
polarization differences between different
light sources or different spectral components.

The continuous evolution of the state of
polarization can also be measured. Select a
portion of the measured span to plot the
evolution of the SOP with high resolution.

o Polarization alignment of different optical
sources

o Evolution of Polarization with wavelength

オプション40によりBOSAは全く新しいタイプの機
器に変貌します。強度と位相を同時に測定可能と
する複合型光スペクトラムアナライザで、光信号
の完全な特性評価を実現します。
複合的なスペクトラムの情報とフーリエ変換を介
して全ての時間領域の情報（アイダイヤグラム、コ
ンスタレーション、時間当たりのチャープなど）を
入手できます。

パターン周波数70MHzから2GHzまでの変調信号
の位相測定が可能です。テスト信号はごく一般的
な商用のPPG(Pulse Pattern Generator)やAWG
(Arbitrary Waveform Generator)より得られます。
BOSAの測定においては測定する光信号とリファ
レンス用のパターンクロックが必要となります。
（パターン周波数=Baudレート/シンボル数）

スペクトルを測定することで、どのようなビット
レートやモジュレーション・フォーマットにおい
ても測定が可能です。
いかなる信号（パワー、位相、I-Qなど）のレベル
にかかわらず、アイダイヤグラムの測定が可能
です。
高額なコヒレント・スコープなしで伝送装置の
評価が可能です。
サンプリングポイントだけでなく、完全なI-Q遷
移においても、任意の信号のコンスタレーショ
ンダイアグラムを取得します。
時間分解チャープ（TRC）の測定が可能です。
DUTの入出力におけるコム信号の測定により、
パッシブデバイスの複雑な伝達関数の分析が
可能です。



High-resolution Optical Spectrum Analyzer

Series BOSA 400 / 100 BOSA Lite / Lite+

Measured bands C C+L O C C+L

Performance

Optical Resolution 10 MHz @1550 nm 10 MHz 
@1310 nm 20 MHz @1550 nm

Wavelength range 1525-1565 
nm

1525-1615 
nm

1265-1345 
nm 1525-1565 nm 1525-1605 nm

Wavelength accuracy ±0.5 pm ±0.5 pm ±1.0 pm ±2.0 pm ±2.0 pm

Spurious-free dynamic
range >80 dB >80 dB

Close-in dynamic
range

>40 dB @ ±0.2 pm 
>60 dB @ ±0.4 pm

>40 dB @ ±0.8 pm
>60 dB @ ±2.0 pm

Calibrated Input Power
Range +13 to -70 dBm +13 to -70 dBm

Maximum Safe Total 
Input Power +20 dBm +20 dBm

Sensitivity -70 dBm / 10 MHz -70 dBm / 10 MHz

Power Accuracy ±0.5 dB ±0.5 dB

Polarization
Measurement

Two Orthogonal Polarizations.
Full spectral polarimetry (Option 30)

Measurement time 20 nm/s 2.5 nm/s

Wavelength Calibrator Yes Yes Yes Yes Yes

Physical & electrical

Operating
Temperature +15 °C to +35 °C +15 °C to +35 °C

Power Requirements
110/220V; 50/60Hz

Máx. 150W. (BOSA 400)
Máx. 130W. (BOSA 100)

110/220V; 
50/60Hz

Máx. 100W.

110/220V; 
50/60Hz

Máx. 150W. 

Dimmension & Mass
430x230x470 (mm).

Máx. 18Kg. (BOSA 400)
Máx. 15Kg. (BOSA 100)

420x310x100 
(mm). Máx. 

7Kg

430x230x470 
(mm). Máx

17Kg

Optical Connections FC/APC
Others on request

FC/APC
Others on request

Available interfaces Ethernet, USB, GPIB Ethernet, 
USB (laptop)

Ethernet, GPIB, 
USB

BOSA Specifications

BOSA MODELS

BOSA 100 BOSA liteBOSA 400
o Use your own compatible

TLS and save money
o 10 MHz resolution

o All options available
for upgrade

o Fully standalone

o 10 MHz resolution
o Fast scan (20 nm/s)

o Highest precision (0.5 pm)

o Cost effective

o 20 MHz resolution
o 2.5 nm/s scan

o Available in standalone
model (BOSA lite+)

o High resolution (10 MHz / 0.08 pm) and
narrow filter profile

o Best accuracy in the market (0.5 pm)

o Great dynamic range (>80 dB) with no
artifacts. Maximum reliability.

o Unique spectrally-resolved polarization
measurement

o Patented optical phase spectrum
measurement: chirp measurement,  eye
diagram, constellation…

o Integrated tunable laser and component 
analyzer for maximum versatility

KEY ADVANTAGES

o 100G/400G transceiver testing

o Laser & source spectrum
o Non-linear laser dynamics

o Network analysis: DWDM, Flexigrid, OSNR

o New modulation formats: OFDM, Nyquist,
QAM, DP-QPSK…

o Pulsed lasers & frequency combs

APPLICATIONS



INTRODUCTION
Latest advances in optical communication
technologies require a precise
characterization of the signals, components
and subsystems involved. Measuring the
optical spectrum with enough resolution is a
must to test the performance and ensure
compatibility and compliance. Aragon
Photonics Labs manufactures the most
advanced and versatile high resolution
optical spectrum analyzers, the BOSA line.

BOSA Specifications for add-on options

BOSA 400 series BOSA Lite+

Measured bands C band C+L band C band C+L bands

Option 10 – Tunable laser output
Wavelength Range 1516-1565 nm 1521-1630 nm 1525-1565 nm 1525-1605 nm
Absolute accuracy ±1.5 pm ±2.0 pm ±2.0 pm 
Tunning speed 1-100 nm/s 2.5 nm/s
Output power >1 mW >1 mW
Side-mode suppresion >43 dB >45 dB >43 dB >45 dB
RIN <-145 dB/Hz <-140 dB/Hz <-145 dB/Hz <-140 dB/Hz
Linewidth <1 MHz <5 MHz
Trigger output BNC BNC

Option 20 – Component analyzer
Wavelength range 1516-1565 nm 1521-1630 nm 1525-1565 nm 1525-1605 nm
Wavelength accuracy ±1.0 pm ±2.0 pm ±2.0 pm
Power accuracy ±0.2 dB ±0.2 dB

Polarization Measurement Two orthogonal states. PDL 
with Opt.430 Two orthogonal states

Output power >0 dBm >0 dBm

Sensitivity -70 dBm (IL)
-45 dBm (RL)

-70 dBm (IL)
-45 dBm (RL)

Calibrated input range -10 to -70 dBm -10 to -70 dBm
Spurious-free dynamic
range >80 dB >70 dB

Measurement time 1 s for 100 nm 1 s for 2.5 nm

Option 30 – Spectral polarimetry
Polarization repeatability ±5° ±5°
Temperature dependence ±0.2°/°C ±0.2°/°C
Measurement time 6 scans at 20 nm/s 6 scans at 2.5 nm/s

Polarization sensitivity -40 dBm -40 dBm

Polarization crosstalk <20 dB <20 dB
Option 40 – Phase measurement
Wavelength range 1525-1565 nm 1525-1615 nm 1525-1565 nm 1525-1605 nm
Bandwidth 80 MHz to full span 80 MHz to full span
Pattern Frequency Range 70 MHz to 2 GHz 70 MHz to 2 GHz
Phase accuracy ±1° ±1°
Sensitivity -70 dBm -70 dBm
Electrical Reference input 
power +5 to -15 dBm +5 to -15 dBm

Measurement time 1 s for 10 nm 1 s for 2.5 nm

Aragon Photonics all-optical patented
technology use the stimulated Brillouin
scattering (SBS) as a non-linear optical effect
that causes a very narrow filtering effect. By
pumping the SBS with an external cavity
tunable laser source (TLS), the filter is swept
along the spectral region of interest, giving the
high-resolution optical spectrum. SBS gain
enhances the dynamic range of the
measurement compared to passive filtering,
and the threshold imposed by SBS eliminates
all the spurious effects of the local oscillator
sidemodes and lineshape that produce
measurement artifacts in heterodyne OSAs,
giving the highest spurious-free dynamic
range measurement available in any high-
resolution OSA.

Based on our core SBS technology we have
also developed unique measurements
solutions for the characterization of the
polarization and phase of the optical
spectrum, providing the most complete
characterization of an optical signal available
in the market.

TECHNOLOGY

SOFTWARE FEATURES
o Peak analysis function, that lets you

characterize a comb in a second and
export the data in a csv file.

o OSNR measurement application, configure
the width of the signal and noise, and the
distance between them and automatically
get the OSNR value.

o Trace locking, uses an automatic or user-
defined portion of the spectrum for
reference to lock traces and obtain the
most accurate averaging results.

o Variable resolution, to get results more
easily comparable with your old OSA.

o Power integral, that allows measuring the
total power of the signal in a user-defined
portion of the spectrum.

o Dual-channel polarization measurement,
that allow seeing the separate orthogonal
polarization components of the signal
simultaneously.

o Easy automation. Control your BOSA
remotely through GPIB or Ethernet using
SCPI commands.



〒485-0802  愛知県小牧市大草年上坂 5823 番地
TEL : 0568-79-3535（代表）    FAX : 0568-79-3538

お問い合わせ




